
































































专利名称(译) 使用nernstein电压敏感染料测量跨膜电压

公开(公告)号 US6537771 公开(公告)日 2003-03-25

申请号 US09/684313 申请日 2000-10-06

[标]申请(专利权)人(译) 卡钳技术有限公司

申请(专利权)人(译) 卡尺科技股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 卡尺科技股份有限公司.

[标]发明人 FARINAS JAVIER ANIBAL
WADA H GARRETT

发明人 FARINAS, JAVIER ANIBAL
WADA, H. GARRETT

IPC分类号 G01N1/30 G01N33/50 G01N31/22 G01N21/64 C12M1/34 C12Q1/02 G01N21/78 G01N37/00 C12Q1
/00 G01N33/53

CPC分类号 G01N1/30 G01N31/22 G01N33/5005 Y10S435/968 G01N2001/302 G01N2458/00

优先权 60/168792 1999-12-02 US
60/229951 2000-09-01 US
60/158323 1999-10-08 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了使用阳离子染料和阴离子染料的跨膜电位测量方法。包含染料和
膜的阳离子和阴离子染料和微流体系统的组合物与用于跨膜电位测量的
处理元件一起提供。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/360d0534-9987-4c44-a7db-23062fcb8ad8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027388162/publication/US6537771B1?q=US6537771B1
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6537771.PN.&OS=PN/6537771&RS=PN/6537771

